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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＣＬＴ－１０ 部品直線性試験装置 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
  
ＣＬＴ－１０部品直線性試験装置はデンマーク・ラジオメーター社によって１９６５年に開発された、ＣＬＴ－１部品直線性試験装置 
を、測定原理はそのままにデジタル化し、モデルチェンジしたもので、デンマーク・ＲＥ社によって開発され、現在はデンマーク・ 
ダンブリッジ社にて生産・販売されています。 
本装置は、抵抗器やコンデンサー等の電子部品の直線性（第３高調波ひずみ率）の測定器で、その測定値のバラツキにより 
その部品の信頼性をテストするもので、特に高速生産ライン上にて不良品の自動検出、除去に最適です。また、オーディオ用 
電子部品の高感度第３高調波ひずみ率計としても使用できます。                  (MIL- PRF-55182-G, IEC440 準拠) 
                                                    
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［ 特 長 ］ 
 
● 測定インピーダンス範囲 ：１０Ω～＞２２ＭΩ         ● 測定時間１０ｍＳ以下の高速測定            

    広範囲の電子部品が測定できます。                高速で自動化された電子部品生産ラインに最適です。 
● 最高測定電圧 １０００Ｖ，４ＶＡ                   ● 残留第３高調波ひずみ率 －１６０ｄＢ以下 

    過負荷試験にも使用できます。                    非常に低ひずみの部品が安定して正確に測定できます。 
● デジタルコンパレータ－内蔵                    ● 抵抗器の定格電圧自動設定 

    Ｈｉｇｈ，Ｇｏ，Ｌｏｗの出力があります。                  １／４，１／８等の定格電圧を自動設定出来ます。 
● 各種設定を９９セットまでメモリー                 ● 測定値の自動補正 

    ミット，テスト電圧等をメモリーできます。               測定データが自動で補正されます。 
● １９インチの標準ラックサイズ                   ● ＲＳ２３２Ｃ，ＩＥＥＥ標準装備 
   そのまま１９インチラックにマウントできます。            測定手順のプログラム，測定値の記録が出来ます。 

 

［ 測定原理 ］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
非常にひずみの少ない１０ＫＨｚ発振器で測定部品Ｚｘに電流を流してやり、測定部品Ｚｘの内部で発生する第３高調波 
（３０ＫＨｚ成分）を測定します。 その時の第３高調波ひずみ率は次の式で表されます。 

＊第３高調波ひずみ率 THD ＝ ２０Ｌｏｇ・Ｅ30K／Ｇ10K  = ２０Ｌｏｇ・｛Ｖ30K（１＋│Ｚx／Ｒi│）｝／Ｇ10K［ｄＢ］      
この第３高調波ひずみ率は、部品によってバラツキがあり、ＣＬＴ－１０部品直線性試験装置ではこの値を測定し、特に 
ひずみ率の悪い部品を、不良品としてコンパレーターで除去します。 
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★ 抵抗器、可変抵抗器の信頼性試験装置として皮膜の

   キズ、クラック、ピンホール、カッティング不良、キャップ 
   と皮膜のコンタクト不良の検出、ノイズ、温度係数の  
   大きい抵抗器の検出 
★ コンデンサーの信頼性試験装置として機械的不安定、 
   振動のある部品、誘電体不良の検出、電極とリード線の 
   コンタクト不良の検出 
★ オーディオ用電子部品の第３高調波ひずみ率測定 

［ 用 途 ］ 
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 S  P  E  C  I  F  I  C  A  T  I  O  N  S （ CLT-10MU ＋ CLT-10CU ） 
 

＊CLT-10 は，CLT-10MU メジャリングユニット（アナログ部）と CLT－10CU コントロールユニット（デジタル部）で構成されています。 
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発振周波数----------------１０KHｚ±２Hz 
測定電圧周波数----------３０KHｚ 
総合精度-------------------±１ｄB または５％±１digit 
測定端子-------------------２端子，４ｍｍバナナプラグ 

●測定インピーダンス範囲 

測定範囲----------------１０Ω―２２MΩ(10pF－1.6μF) 
測定レンジ----------------４（１マッチングトランス） 
測定時間------------------６ｍS－９９９０ｍS（可変） 

･＜３００Ω 

マッチングトランス比-------１：１                  
入力インピーダンス--------１００Ω±２％ 
最高電力---------------------０．１VA @＞Zx ＝１０Ω 

                       １VA  @＞Zx ＝ ３０Ω 
                      ４VA  @＞Zx ＝１５０Ω 

最高１０KHz 電圧-----------３６V 
残留ひずみ率----------------－１５０ｄB（＠１／４W） 

・３００Ω―３ＫΩ 

マッチングトランス比--------１：１ 
入力インピーダンス---------１ＫΩ±２％ 
最高電力----------------------４VA 
最高１０KHz 電圧-----------１００V 
残留ひずみ率----------------－１６０ｄB（＠１／４W）   

・３ＫΩ―３０ＫΩ                        

マッチングトランス比--------１：１０ 
入力インピーダンス---------１０ＫΩ±２％ 
最高電力----------------------４VA 
最高１０KHz 電圧------------３６０V 
残留ひずみ率-----------------－１５０ｄB（＠１／４W） 

・＞３０ＫΩ 

マッチングトランス比--------１：１０ 
入力インピーダンス---------１００ＫΩ±２％ 
最高電力----------------------４VA @＜Zx ＝２５０ＫΩ 

                        １VA  @＜Zx ＝１ＭΩ 
                     １／４VA @＜Zx ＝３ＭΩ 

最高１０KHz 電圧-----------１０００V 
残留ひずみ率----------------－１４０ｄB（＠１／４W） 

●メーター部 

１０ＫＨｚ計---------------------電圧設定１０ｍV～１０００V 
時間設定----------------------６mS～９９９０mS 
３０ＫＨｚ計---------------------オート，マニュアルレンジ 
測定電圧(30KHz)-----------０．０１μV～１V 

ひずみ率―４０ｄB～―２００ｄB 
                    （マイナス表示なし） 

測定精度----------------------±１ｄB（±５％±１ｄigit） 
メモリー------------------------９９セットアップ 
その他-------------------------エラー，セットアップ表示 

 

●入力／出力（CLT-10MU） 

使用コネクター---------------２５ピン，sub-D メス 
コンパレーター出力---------GO, LOW, HIGH ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀｰ 
メジャーエンド出力----------ＴＴＬ 
データレディ出力------------ＴＴＬ 
測定開始トリガー入力-------コンタクトクローズ 
レンジ出力---------------------オープンコレクター 
アナログ入力------------------１０KHｚレベル，ON－OFF 
アナログ１０KHz 出力-------電圧，電流，０－１０Vｄｃ 
アナログ３０KHz 出力-------電圧，０－１０Vｄｃ 

●光ファイバー接続 

ＣＬＴ－１０ＭＵとＣＬＴ－１０ＣＵ間，２本接続 
２Ｍｂｉｔ／ｓ，シリアル，bi-phase 

●ＲＳ２３２Ｃインターフェイス 
使用コネクター---------------9 ピン，sub-D メス 
ボーレート---------------------３００－１９２００ 
デュプレックス----------------FULL 

●GP-IB(IEEE488)インターフェイス 

使用コネクター--------------24－Pole, Champ 
ファンクション----------------SH1,AH1,T6,TEO,L4,LE0,E2 

SR1,RL1,PP1,DC1,DT0,C0 

●温度・電源電圧 

動作温度----------------------＋５℃～＋４５℃ 
ストレージ温度---------------－４０℃～＋７０℃ 
電源電圧----------------------（９０Ｖ～１３０Ｖ） 

（１８０Ｖ～２６０Ｖ） 
消費電力----------------------１００ＶＡ（ＭＵ） 

２０ＶＡ（ＣＵ） 

●寸法・重量（ＭＵ＋ＣＵ） 

Ｗ×Ｈ×Ｄ----------------------４８３ｍｍ×２６７ｍｍ×４４２mm 
                   （６Ｕラック） 

重さ----------------------------約２３Ｋｇ 

●標準アクセサリー 

光ファイバー（２ｍ）２本，パワーケーブル２本，測 
定ケーブル（９０ｃｍ），２５ピンＤサブコネクター， 
英文マニュアル，和文マニュアル，スペア－ヒューズ 

●オプション 

ＳＤＵ－２ スタンダードひずみユニット 
ＣＡＵ－２ キャリブレーションユニット 
 

                        
 

ＳＤＵ－２                    ＣＡＵ－２


